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1. Przebieg éwiczenia

Okreslic dane dotyczgce powierzchni probki otrzymanej do pomiardw.
IZmierzy¢ wysoko$¢ R 5 wzniesien i 5 wgtebien nierdbwnosci powierzchni probki
przy pomocy mikroskopu Schmaltza.

Na podstawie uzyskanych wynikdw pomiardw wyznaczy¢ warto$s¢ parametru
Rz.

Pomiary powtoérzy¢ w trzech miejscach probki (I, 11, 111).

IZmierzy¢ Sredni odstep RSm minimum 5 wazniesien lub wgtebien nieréwnosci
powierzchni probki przy pomocy mikroskopu Schmaltza.

Wyznaczy¢ wartos¢ parametru Rz i RSm nierdwnosci powierzchni probki przy
pomocy profilometru i dokona¢ poréwnania odczytanych wartosci z wynikami
pomiardw metodqg optyczng.

2. Zestawienie wynikow

Tab. 1. Dane dotyczgce probki

Numer probki Ksztatt powierzchni

Materiat Sposdb obrobki

Warto$¢ odcinka elementarnego




Tab. 2. Wyniki pomiardw wysokosci chropowatosci Rz powierzchni probki

Miejsce Odczyty z podziatki mikroskopu (w dziatkach elementarnych)
pomiaru Najwyzszych wzniesien Najnizszych wgtebien
R, R3 Rs R7 Ro R2 R4 Rs Rs Rio
I
I
1l
o\glizc(:)zredn(i)o Rz = 0,2(R1 +R3 +Rs +R7 +R9)-0,2(R2+Rs4 +R4 +Rs +R10)
Ry (wynik w dziatkach elementarnych podziatki mikroskopu)
| Rz =
I Rz =
I Rzn =
Wartos¢ dziatki elementarnej mikroskopu w um | Wr = 0,707 WL
. , . , . Rzi = Rz x Wr =
Wartosci srednie wysokos$ci chropowatosci w R7y = Rzi X W =
um _ _
Rzz = Rzn x Wr =

Tab. 3. Wyniki pomiardw odstepu chropowatosci RSm powierzchni prébki

Miejsce Odczyty z podziatki mikroskopu (w dziatkach elementarnych)
pomiary Numery kolejnych wzniesien lub wgtebien
Wi W2 W3 W4 W5 W¢
I
I
1l
Si=wo-wi | So=w3-W2 | S3=Wi4-W3 | S4=Ws-wWa | S5=Ws-Ws Sir
Si
S
Si
Warto$¢ dziatki elementarnej w um WL =

Wartos¢ Srednia odstepu chropowatosci profilu w um | RSm = Ssrx WL =

Tab. 4. Porobwnanie wynikdw pomiardw parametru Rz i RSm zmierzonych mikrosko-
pem Schmaltza i metodqg stykowqg

Rz RSm

Zmlerzony Odczytany Zmlerzony
mikroskopem 2 orofilometru mikroskopem
Schmaltza P Schmaltza

Odczytany
z profilometru

3. Omowienie wynikéw pomiaréw, analiza i wnioski



